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4-1. 로직부

4-1-1. Power ON이 안되는 경우

끝

U206의 PIN2의 2.8DV와
2.8AV가 출력되는지 확인

한다.

아니오

아니오

예

예

PWR button을 누른다

아니오

예

U205의 PIN5의 2.6AV가
출력되는지 확인한다.

ON_SW가 'H', Q302의 3번
PIN이 'L', PS_HOLD가 'H',
Q201의 3번 PIN이 'L'가 되
어 V_DC가 나타나는지 확인

한다.

Q302,Q201 주변 회로를 검사한다.

U206 주변 회로를 검사한다.

U205 주변 회로를 검사한다.
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4-1-2. 초기 동작이 불량인 경우

U303(MSM)을 검사한다.

U303(MSM)을 검사한다.

OSC101과그 주변회로를 검사하고,
필요하면 교체한다.

아니오

U303(MSM)의
ROM_CS1-,ROM_CS2-,
RAM_CS1-,RAM_CS2-
(U1212
TP308,TP314,TP309,TP31
1)signal이 나오는가?

아니오

예

U303의 CHIPX8
CLK(U101 PIN23) signal
이 나오는가?

예

PWR button을 누른다

OSC101의 3번 pin에
TCXO CLK signal이
나오는가?

예

끝

LED가 켜지는가?

LCD display가 되는가?

예

예

아니오

아니오

아니오

LED와 그 주변회로를 검사하고,
필요하면 교체한다

LCD pin과 그 주변회로를 검사하고,
필요하다면 교체한다
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(그림 1)

(그림 2)
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(그림 3)
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4-1-3. Key Data 입력이 불량인 경우

아니오

아니오

(그림 1)

U303과 그 주변회로를 검사한다.

PWR button을 누른다

U303(MSM)의
SCAN_0~6 및 KEY_0~3
signal이 나오는가?

끝

예

Key data 입력신호가 들
어가는가?

Key dome sheet를 교체한다.

예
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4-2. Audio부 체크

4-2-1. KEY TONE(전자음일 경우), 수화음 불량

Speaker가 동작하지 않는다

끝

예

CN302과 LCD CONNECTOR
연결상태를 확인한다

아니오

예

U204의 Pin2, 10을
확인한다.

LCD를 확인해 보고 필요하면 교체한다.

U204와 주변회로를 검사한다

예

U204의 Pin3, 9을
확인한다.

아니오

U204와 주변회로를 검사한다
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4-2-2. KEY TONE(전자음제외), 벨소리 및 사운드 불량

Speaker가 동작하지 않는다

아니오

끝

예

CN302과 LCD CONNECTOR
연결상태를 확인한다

예

예

U1071의 Pin17, 18 출력
신호를 확인한다

LCD를 확인해 보고 필요하면 교체한다.

U1071 및 주변회로를 확인한
다

U204의 Pin3, 9 출력을
확인한다. U204 및 주변회로를 검사한다

아니오
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(그림 1)

(그림 2)

(그림 3)
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4-3. RX부 체크

CDMA mode를 시작한다

아니오

예

CDMA 신호가 정상적
으로 입력되는가? CON100의 ANT PATH를

검사한다.

아니오CDMA신호가 정상적으
로 U101로 입력되는가? CDMA Rx path 및 U707의

LO_IN 주파수가 출력되는지
확인한다.

CDMA FER를 측정한다

예

아니오

예

Normal CDMA RF동작이 이
상 없는가?

끝

예

(그림 1)
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(그림 2)

(그림 3)
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(그림 4)
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4-4. TX부 체크

CDMA mode를 시작한다

아니오

예

U105의 RF OUTPUT
LEVEL이 이상 없는가? U105을 검사한다.

아니오U105의 1st
LOCAL,2nd LOCAL 주
파수를 확인한다.

PLL(U707)을 검사해보고
LOCAL LEVEL을 확인하고
U105의 2nd LOCAL TANK
회로 부위를 확인한다.

예

끝

Q101의 PIN4이 'H'인
지 확인한다.

CX77105(U106)의
OUTPUT LEVEL 이상
없는가?

예

아니오

아니오

U105의 PIN17(PA_ON)이 'H'
인지 검사하고 TX_AGC_ADJ
을 검사한다.

U106의 입력과 출력을 비교
하고 교체해 본다.

예
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(그림 1)

(그림 2)
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4-5. CAMERA부 체크

CAMERA가 동작하지 않는다.

아니오

예

CN302의 핀상태를 확인한다.
아니오

U1222의 전압은 제대로
출력되는가?

예

예

U500의
M_LWR,M_INT,M_HOLD,
PCLK(TP331,TP332,TP
333,TP329)가 제대루 출
력되는가?

U1222 전원회로를 확인한다.

아니오

예

CN302의
SCL, SDA가 제대로
출력되는가?

U500을 교체해 본다.

카메라 CONNECTOR의
연결상태를 확인한다.

끝

LCD 및 CAMERA를 확인해보고
필요하면 교체해 본다.
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(그림 1)

(그림 2)
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